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简介：光子晶体能够实现对光自由操纵和控制，
本文研究对象为正方晶格二维光子晶体，基于其
泛函形式，利用 COMSOL Multiphysics® 进行仿
真，直观了解光子晶体器件的特性。

计算方法：由Maxwell方程组和光学Bloch可推
导出二维光子晶体TE和TM偏振模式的泛函形式，
分别如下：

研究中基于的正方晶格二维光子晶体晶格常数
为a=0.6um，基质为空气，介电常数为1，介质
柱半径为r=0.2*a，介电常数4.4.

结果：根据泛函形式和假定模型参数分
别对线型缺点、点缺陷、线-点结合缺陷
等光子晶体进行仿真分析。

结论：仿真结果较好体现光子晶体特性，
同时可以看到线型、中央点缺陷、线-点缺
陷同光纤、光滤波器、光波分复用等有一
定类似性，进一步研究各种器件影响特性，
可以很好实现对光进行控制。
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